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Las heridas atraviesan diferentes etapas durante su proceso de sanacion las cuales son indicadores de un correcto
desarrollo celular. Un cuidado inadecuado a las heridas permite el crecimiento de bacterias, lo que incrementa el riesgo de
infeccion. En ulceras de pie diabético, las infecciones aumentan el riesgo de amputacion hasta un 30%. Para esto, se
desarrolld un prototipo de sistema multicanal no invasivo que monitorea heridas de manera simultanea. Se evaluo la
funcionalidad del sistema midiendo distintos circuitos y medios, mientras se incorporaban multiplexores analogicos, uno a
uno, para observar su efecto sobre la impedancia. Se observo que, cuando la impedancia del sistema esta por debajo de los
1000 Q, la impedancia del multiplexor es perceptible en las mediciones, mientras que por encima se vuelve insignificante. El
Multiplexor Analogico CD5051 demostrd ser el componente mas eficiente para medir diferentes circuitos y medios, sin
distorsionar la senal de la placa EVAL-AD5940.
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CONCLUSIONES TRABAJO FUTURO

* El Multiplexor/Demultiplexor Analogico CMOS CD4051B demostro ser el componente mas | « Fapricar y utilizar electrodos de diferentes materiales para comparar el efecto del material sobre las

eficiente y preciso para la manipulacion de la sefal proveniente de la placa EVAL-AD5940. mediciones en los diferentes medios.

* El multiplexor CD4051B demostro tener la menor interferencia con la medicion de impedancia | « probar el sistema en cultivos celulares, observando la variacién de las mediciones segun el tipo de
para circuitos con magnitudes mayores a 1 kQ. . . . célula, mientras se varian diferentes parametros fisioldgicos: pH, temperatura y humedad.

* La concentracion de PBS mostro un comportamiento inversamente proporcional a la | « Asegurar una presion uniforme a la placa de agar para asegurar un correcto contacto de los electrodos y
impedancia, mientras que ambos multiplexores anadieron una resistencia de hasta 220 Q por obtener mejores mediciones.
medicion. Ademas, se determino que tres rangos amplios de concentracion fueron suficientes | « \ejorar y aumentar las dimensiones de la matriz de electrodos para tener una mayor concentracion de
para realizar las evaluaciones de manera efectiva. . . . datos y disminuir el error causado por la interpolacion.

* Las mediciones en agar presentan desafios importantes, principalmente debido a la distribucion | . Eyaluar un sistema de electrodos que permitan ser introducidos en los diferentes medios, para asegurar
no lineal de la corriente y a la insuficiencia de datos, lo que limita tanto la precision como la una distribucion de corriente méas precisa y efectiva.

confiabilidad de los resultados obtenidos.
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